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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu’il refléte bien I’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a ’établisse-
ment des éditions révisées et aux mises a jour peuvent étre obtenus
auprés des Comités nationaux de la CEI et en consultant les docu-
ments ci-dessous: '

©  Bulletin de la CEI

@® Rapport d’activité de la CEI

Publié annuellement

@®  Catalogue des publications de la CEI

Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
technique International (V.E.I.), qui est établie sous forme de
chapitres séparés traitant chacun d’un sujet défini, I'Index
général étant publié séparément. Des détails co e
V.E.I. peuvent étre obtenus sur demande.

fins de cette publication.

Symboles graphiques et li

Pour les symboles graghi
d’usage général approw ha

— la Publication 27 de

spécifiquement approuvés 4 s de cette publication.

Autres publications de la CE! établies par le méme
Comité d’Etudes

L’ attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la cou-

verture, qui énumerent les autres publications de la CEI préparées
par le Comité d’Etudes qui a établi la présente publication.
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Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised
editions and amendment sheets may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® IEC Bulletin

@® Report on IEC Activities
Published yearly

@® Catalogue of IEC P

e General Index being published as a
ull details of the I.E.V. will be supplied on

v¢ either been taken from the I.E.V. or have been specifically
oyed for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved
by the IEC for general use, readers are referred to:

— IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical
technology ;

— IEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or
have been specifically approved for the purpose of this publi-
cation.

Other IE C publications prepared by the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the cover,
which list other I E C publications issued by the Technical Com-
mittee which has prepared the present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

Deuxieme complément a la Publication 512-5 (1977)

COMPOSANTS ELECTROMECANIQUES POUR EQUIPEMENTS
ELECTRONIQUES; PROCEDURES D’ESSAI DE BASE
ET METHODES DE MESURE

Cinquieme partie: Essais d’impact (composants libres), essais d’impact sous charge

ol sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant 2
un accord international sur les sujets examinés.

2) Ces décisions constituent des recommangatio

2 exprime & veeu que tous les Comités nationaux adoptent
dans leurs régles nationales le texte de I3 ation a CEI, dans Ia mesure ou les conditions nationales le
et la régle nationale correspondante doit, dans la

3)

La présente 1 a été établie par le ité des N° 48 de la CE I: Composants électromécaniques pour équipements
électroniques.

France Royaume-Uni

Hongrie Suede

Israél Suisse

Italie Turquie
Espagne Norvege Union des Républiques
Finlande : ' Pays-Bas Socialistes Soviétiques

Des modifications, document 48(Bureau Central)241, furent soumises a I'approbation des Comités nationaux selon la
Procédure des Deux Mois en mai 1980. )

Les Comités nationaux des pays suivants se sont prononcés explicitement en faveur de la publication de I'essai 10c:

Afrique du Sud (République d’)  Finlande Suéde

Allemagne Italie Suisse

Belgique Nouvelle-Z€lande Tchécoslovaquie

Egypte Pays-Bas ) Turquie

Espagne Roumanie Union des Républiques
Etats-Unis d’ Amérique Royaume-Uni ~ Socialistes Soviétiques
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Second supplement to Publication 512-5 (1977)

ELECTROMECHANICAL COMPONENTS FOR ELECTRONIC
EQUIPMENT; BASIC TESTING PROCEDURES
AND MEASURING METHODS

Part 5: Impact tests (free components), static load tests v(ﬁxed components),
endurance tests and overicad tests

Clause 12: Test 10c: Switching capacitive loads

FOREWORD

sense.

the latter.

This standard has been prepared
Equipment.

A draft of test 10c was discu! ed at the j e urich in 1977. As a result of this meeting, a draft, Document 48(Central
Office)229, was submipté ation mittees for approval under the Six Months’ Rule in May 1979.

The National Commi ing sodntries voted explicitly in favour of publication of test 10c:
Israel Sweden
Italy Switzerland
Netherlands Turkey
Finland Norway Union of Soviet
France South Africa (Republic of) Socialist Republics
Hungary . Spain United Kingdom

Amendments, Document 48(Central Office)241, were submitted to the National Committees for approval under the Two
Months’ Procedure in May 1980.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication of test 10c:

Belgium - Netherlands Switzerland
Czechoslovakia New Zealand Turkey
Egypt Romania Union of Soviet

~ Finland South Africa (Republic of) Socialist Republics
Germany Spain United Kingdom
Italy Sweden United States of America
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